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NORMGERECHTE ANALYSE DER MIKROSTRUKTUR VON GUSSEISEN

Die Beurteilung der Gefiigestruktur von Gusseisen erfolgt in der Regel
Uber eine Reihe von nationalen und internationalen Normen. Gefordert
wird darin die Klassifizierung der Graphitstruktur hinsichtlich GroRe,
Form und Anordnung.

Die wichtigste national verwendete Norm ist die:
EN ISO 945: Gusseisen - Bestimmung der Mikrostruktur von Graphit

Diese Norm bildet die Basis fiir die Analyse-Software AMGuss. Die darin
zu bestimmenden Kennwerte sind die:

= GraphitgroRen (auch Lamellenléngen)
= Graphitformen und
= Graphitanordnung

Dariiber hinaus werden zusatzliche Messparameter geliefert, die nicht
explizit in der Norm festgeschrieben sind, jedoch zum Standard bisheri-
ger Auswertungen gehdren:

= Messung des Graphitanteils

= Ermittlung der Nodularitatskennzahl

= Anzahl der Graphitpartikel absolut und pro Flacheneinheit
= Ferrit/Perlit-Bestimmung am geéatzten Schiliff
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KONTAKT

Daraus resultierend gliedert sich die Auswertesoftware in drei Kom-
plexe, die entsprechend der konkreten Thematik beim Anwender in-
stalliert und miteinander kombiniert werden konnen:

1. Kugel- und Vermiculargraphit Auswertung
(*

@ﬁ."' ‘(u

-" L ~ ‘S
. ‘i. "’.‘, . ‘_.} ‘e |
P&t o e - ""r'}’i
f_?u{; "&2 i{; ‘$ |
DRy g M, :

Formklassifizierung von Vermiculargraphit

2. Lamellengraphit-Auswertung
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Beispiel fiir Anordnungsklassifizierung

3. Ferrit/Perlit-Auswertung

| Graphit-Anteil det Probe [ % ] [11.40

[Resultierende Anteile

e 290: 710

Nad > 0

Bestimmung des Ferrit/Perlit-Verhéltnisses

Nachdem von der zu analysierenden Schliffprobe mittels vorhandener
Aufnahmetechnik Bilder gespeichert und in einer Bildserie zusammen-
gefasst wurden, ist es moglich die gesamte Serie nach Uberpriifung
bzw. Definition gewisser Grundeinstellungen (Kalibrierung, Schwellwert-
setzung) auf einen einzigen Knopfdruck hin zu vermessen.

Die klassifizierten Bilder, zugehorigen Diagramme sowie die Messer-
gebnisse kénnen als Word-Protokoll generiert und gespeichert werden.

ULRICH SONNTAG
Tel.: +49 30 814563-419
eMail: sonntag@gfai.de

Gesellschaft zur Forderung angewandter Informatik e.V. | Volmerstralie 3 | 12489 Berlin | Deutschland | Tel.: +49 30 814563-300 | Fax: +49 30 814563-302 | www.gfai.de



